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A list of all parts of IEC 62343 series, published under the general title Dynamic modules —
Test methods, can be found on the IEC website.
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DYNAMIC MODULES -
TEST METHODS -

Part 5-1: Dynamic gain tilt equalizer —

Response time measurement

1 Scope and general information

IEC 62343-5-1:2009 © IEC 2009

1.1 SLcope

This pprt of IEC 62343 contains the measurement method of response

t equalizer (DGTE) to change its gain tilt from an arbitrar
value.

gain ti
target

1.2 General information

The D
type is
control
signalg.
for the

5TE is categorized into three control method:s
driven directly by voltage or current,

time for the DGTE has temperature deen
effect.
temperature dependency {ref

Tabl

TE by the control method

bnamic
esired

control
digital
alogue
fferent

gnd the

sponse
prature
on for

Digital control

Analogue contr¢l

ect ntr
voltage or{curr
/«?x

V/I applied Command

(RS232c,

12C,

Control system Control system

Confrol By command through digital By voltage or current
circuit through analogue circpit
Confliguratio
\D\GT\S\ DGTE DGTE
w/digital circuit

w/analogue circuit

V/I control
(ex. 0~+5V)

Control system

By digital circuit or control
system

Correction for
temperature
dependency

By control system

By analogue circuit or
control system

2 Terms, definitions, abbreviations and response waveforms

2.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.
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211
convergence time
T

C

time to converge from the first hit at the target £Y % to the stay within the deviation Y % in

the optical power from the output port of DGTE at pre-determined wavelength

21.2
latency time
Ty

for the direct and the analogue control types, time between the application of control signal
and the change in optical power by +X % from the output port of DGTE at pre-determined

wavelength

21.3

procegsing time

T
p

for the| digital control type, time between the application of co

in opti¢al power by +X % from the output port of DGTE at pre-de

21.4
responmse time
(Tyor ) + T, + T

21.5
rise time
Tr
time tq change from the initial £X % tp the_targst

port of| DGTE at pre-determjned wavel

21.6
setting time
T

a requijred reso
wavelgngth

2.2 Abbreyxiati

in the optical power from the

S
time tq be suppé%d ' i at thé target +Y % to the final stay at the targetf
lutiopy” o ; i

hange

output

within
rmined

CPU

DGTE

DUT

O/E Opticdl-to-electrical

PDL Polarization dependent loss
TLS Tunable laser source

WDM Wavelength division multiplexing

2.3 Response waveforms

The definitions and symbols defined in 2.1 are shown in Figures 1 through Figure 3.
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Optical power (W) Suppressed within

100 + Y % P required resolution
Target power 100 % Ia\\ A Y
100-Y % | Py *
Parameters
7| : Latency time
T, : Rise time
T. : Convergence time
Response time: 7} + T, + T Ts : Setting time
¢ / Po : Overshoot
100 + X % Ts u - Undershoot
InitifTpoWer 700 % —f |‘=§
100 - X % ITII ITrl | y s ’ /\(
(me
N\
Cdntrol signal \\
Figure 1 — Response waveforms for on
Opticall power (W) <X<\(> G Suppressed with[n
100 + Y % P required resolutipn
Targef power 100 % f\ = ‘
100-Y % Py
Q \/ Parameters
T : Latency time
T, : Rise time
T. : Convergencd time
Res e timg; Te T, : Setting time
N P, : Overshoot
100 + X % X\ Ts P, : Undershoot
Initia] power 100 % \ < | >
100 = X 9 T T
p r c .
- \/ > Time
o and \
i >
Figure 2 — Response waveforms for digital control DGTEs
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Optical power (W) Suppressed within
100 + Y % P required resolution
Target power 100 % I\ A !
100 - Y % \ N | Py *
Parameters
T) : Latency time
Ty : Rise time
T. : Convergence time
Response time: 71+ 7 + Tg Ts : Setting time
< / > Py : Overshoot
100 + X % Ts Py : Undershoot
Initipl power 100 % 4 i
100 - X % .T|- .Tr-l-Tc - /\(
(me
A \
Cdntrol signal \\
Figure 3 — Response waveforms for a tr TEs
3 Apparatus
3.1 | ight source
A tunaple wavelength device is used A i . A tunable laser source (TL$) or a
combination of a broadband light solrce ilter is the typical equipment of a

be endugh to cover the op

F to be measured.

tunable wavelength light sourge shall

In ordgr to minimize the 3 ncertainty caused by the linewidth of the light gource,
the lingwidth m i alue of the gain tilt slope of DGTE shall be $maller
than ope-tenth o e nge. Typical values of operating wavelengthl range
and dynamic gain ] TEafe 35 nm and + 4 dB respectively. For example, the

error for the linew

The odtput pewe

of the
one-te

4/35
N—"2 )= 14 %
Ry

putput power~during the response time of DGTE to be measured shall be small
nth<ef dynamic gain tilt range of DGTE.

e light source shall remain stable during the measurement. The stability

er than

If polarization dependent loss (PDL) of DGTE to be measured is larger than 0,5 dB, a de-
polarized light source shall be used.

3.2

Pulse generator

A pulse generator is used to drive the DGTE to be measured. The shape of the pulse shall be
rectangular to change the gain tilt. The intensity and width of the pulse shall be such to make
the maximum tilt change defined as the specification of DGTE. The rise time/fall time of the
rectangular pulse shall be shorter than 10 ns or one-tenth of the rise time/fall time to be

measu

red.
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3.3 OI/E converter
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An O/E converter is used to convert the optical output power of the DGTE to be measured to
the electrical power to be observed by an oscilloscope. The bandwidth of O/E converter shall

be from DC to greater than 10(1/7,) Hz, where T, is the rise time to be measured.

The maximum power input to the O/E converter before compression shall be more than 10

times the optical power to be measured.

3.4 Temperature and humidity chamber

The test set-up shall include an environmental chamber capable of producing and maintaining

the sp¢cified temperature and/or humidity.

3.5 Dscilloscope

The odcilloscope shall have a storage function and sufficient bapdwid

have alt least two traces.

3.6 Temporary joints
This is
reprod

micro
compa

3.7 [Lontrol system

For digital and analogue
specification is defined in€

3.8 Measurement set-

The measureme -up for t

N\
b{htWe \ DGTE

O/E
converter

Pulse generator

Oscilloscope

s

7t shall

into a
chuck,
hall be

=. The

Signal pulse

Figure 4 — Measurement set-up for direct control
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Oscilloscope

Chamber
O/E
Light source DGTE ]
w/digital circuit converter

|
Command Command complete flag |
GP-1B '
12C |
Dual port RAM
etc.

Command sending flag
Control system I e e

Chamber x G ‘\O/Rllloscope
Light source DGTE
w/analog cirguit
P

B

Command complete flag
C%&gol system

hould be driven by a step signal from the control system.

/
no//
gQ
|

Figure 6 — Measurement set-up for analogue control

4 Procedure

4.1 Direct control type
411 Set-up

The measurement set-up shall be made up as shown in Figure 1. The temperature in the
chamber after setting shall be kept constant and uniform in order to achieve stable
measurement. The light source, the pulse generator, the O/E converter and the oscilloscope
shall be turned on for the measurement.
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4.1.2 Preparation

Before starting the measurement, the set-up shall be turned on for more than 1 h for
stabilization.

4.1.3 Wavelength setting

The wavelength of the light source shall be set at the measuring wavelength. Measurement
shall take place at three wavelengths: shortest, medium and longest wavelengths in the
operating wavelength range. An alternative method is to measure the wavelength at the
maximum deviation in insertion loss.

4.1.4 Pulse generator setting

The vdltage or current needed to drive from minimum (maximum) tilt i inimum)
shall set. The minimum and maximum states of tilt occur whenp/tt ation” inNpsertion
loss takes the maximum value at the shortest or the longest wavels nithinh perating
wavelgngth.

4.1.5 Applying the driving pulse

The dr|ving pulse shall be applied to the DGTE to be

4.1.6
The oytput signal from the O/E converte 3 e data
shall ble recorded. In addition, the signz nitored

and reg¢orded.

4.1.7 Calculation of t

After the three wavelg ! ulated
accordjing to Figure 1. sponse time is defined as the maximum value among
the thrge respo

4.2 Digital co

4.2.1

The mgage b setting
shall he~kept™cy ant and uniform for stable measurement. The light source, the|digital
control S converter and the oscilloscope shall be turned on fpr the
measufement.

4.2.2 Preparation

Before starting the measurement, the set-up shall be turned on for more than 1 h for
stabilization.

4.2.3 Wavelength setting

The wavelength of the light source shall be set at the measuring wavelength. The
measurement shall take place at three wavelengths: shortest, medium and longest in the
operating wavelength range. An alternative method is to measure the wavelength at the
maximum deviation in insertion loss.

4.2.4 Sending command

The command to operate from minimum (maximum) tilt to maximum (minimum) shall be set.
The minimum and maximum states of tilt are given when the deviation in insertion loss takes
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the maximum value at the shortest or the longest wavelength within the operating wavelength.
After the setting, the command shall be sent from the control system.

4.2.5 Monitoring and recording the command complete flag

The output signal from the O/E converter and the command complete flag from the DUT shall
be monitored by the oscilloscope and the data shall be recorded. The command sending flag
from the control system, which may be substituted for the command complete flag from DUT if
not available, shall also be monitored and recorded.

4.2.6 Calculation of the response time

After the measurement at three wavelengths, the response time is calculated accordling to
Figure|1. Generally, the response time is defined as the maximum val ongd. the three
response times.

4.3 Analogue control type
4.3.1 Set-up
The measurement set-up is as shown in Figure 2. The S bilized

and cdq control
systenm

4.3.2 Preparation

Before

4.3.3 Wavelength setting

The wavelength of the lig ' et at the measuring wavelength. The
measufement shall vavélengths: shortest, medium and longest
wavelgngths in ge. An alternative method is to measyre the
wavelgngth at t

4.3.4

The co hall be
set. TH n loss
takes erating

4.3.5

The oytput signal from the O/E converter shall be monitored by the oscilloscope and the data
recorded. The command complete flag from the control system shall also be monitored and
recorded.

4.3.6 Calculation of the response time

The response time is calculated according to Figure 3. After the measurement at three
wavelengths, the response time is calculated. Generally, the response time is defined as the
maximum value among the three response times.
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5 Details to be specified

5.1 Apparatus
5.1.1 Light source
These characteristics of the light source shall be specified:

— spectral width;
— state of polarization;

— output power.

5.1.2 Pulse generator
These [characteristics of the pulse generator shall be specified:

— |rising time;
— |pulse width;

— |pulse intensity.

5.1.3 O/E converter

These |characteristics of the O/E converter shall spee f'ed@
— [response frequency;
— |dynamic range.

5.1.4 Control system
These |characteristics of the Y e specified:

— |type of control s

- [type of i .

temperature~gf’chamber;

— |telerance of target insertion loss deviation.
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Annex A
(informative)

Convergence criterion

A DGTE used in an optical amplifier converts input signals with time-varying gain tilt into
output signals in which gain tilt is nominally flat. A required flatness for multichannel EDFAs
for WDM systems is typically + 0,5 dB for each spectral band. Therefore, the response time of
the DGTE is recommended to be defined as the convergence to + 0,5 dB (z£10 %) from target
attenuation

@%
S
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Annex B
(informative)

Measurement examples

Two examples are shown below. In the case where the insertion loss change is small and the
target power is within + 10 % of the initial power at the measured wavelength, the response
time cannot be defined as in Figure B.2.

Initial optical power: 0 dBm (1,0 mW)
Tarlget optical power: =3 dBm (0,5 mW) -> Target attenuation: -3 dB

~

A
0,0 dBm (1,00 mW)

40,5 dBm (0,90 mW)

12,6 dBm (0,55 mW)
3,0 dBm (0,50 mW)

N
o\

Target power
90 %/ of target power

-3,5 dBm (0,45 mW)

Command

Init
Tafget~qptical power:

110 % of target power

4,9 @Bm (0,33 )

Current power

-5,0.dBm (0,32 mW) — L
—0,3 dB Attenuation

5,3 dBm (0,30 mW) \ N\ Target power

_ m m
‘ ’ \/ \/

5,5 dBm (0,28 mW) 90 % of current power

-9, m (0,28 m
90 % of target power
-5,8 dBm (0,27 mW)
Command

-0,5 dBm (0,90 mW)

Response time cannot be defined

Figure B.2 — Where insertion loss change is small
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Annex C
(informative)

Response time for specific DGTEs

Response time is defined as the maximum value over operating temperature range. An LCD
(liquid crystal device) may show longer response time at low temperature.

@%
S
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Annex D
(informative)

Necessity for the correction of temperature dependency

The response time of the DGTE may depend on ambient temperature. Some devices have a
temperature controller in the package. Some devices have a temperature compensation
function to compensate the temperature dependence by tuning the applied voltage or the
current according to an ambient temperature. The correction for the direct control type shall
be carried out by a control system at a higher level. The digital control type of a DGTE has a
CPU and monitors an ambient temperature to correct the temperature g by itsglf. The
analogue control type also has an analogue circuit and monitors an a ure to
correc{ the temperature effect by itself.

&
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Partie 5-1: Egaliseur dynamique de basculement de gain —
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nales et régiopales. qute Publication de la CEI et toute publication natipnale ou
nale corres@ @ indiqué s clairs dans cette derniére.
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que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris [les frais
es dicoulant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
CEIl, ou au crédit qui lui est accordé.
3 ur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
encées)est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
bntion est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente publication CEIl peuvent faife I'objet
roits de propriete intelleciuelle ou de droits analogues. La Ne saurait eire tenue pour responsable de

La Norme internationale CEIl 62343-5-1 a été établie par le sous-comité 86C: Systémes et
dispositifs actifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEI: Fibres optiques.

La présente version bilingue (2014-07) correspond a la version anglaise monolingue publiée
en 2009-06.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 86C/883/FDIS et 86C/899/RVD.

Le rapport de vote 86C/899/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

La version frangaise de cette norme n'a pas été soumise au vote.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série 62343, publiée sous le titre général Modules
dynamiques — Méthodes d’essai, est disponible sur le site internet de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous “http://webstore.iec.ch” dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* renfiplacee par une edition revisee, ou
* amgndée.

IMPORTANT - Le logo "colour inside” qui se trouve sur la cette
publicption indique qu'elle contient des couleurs qui sont'cons 3 les a
une boanne compréhension de son contenu. Les utilisa dquent,
imprinmer cette publication en utilisant une imprimante
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MODULES DYNAMIQUES -
METHODES D’ESSAI -

Partie 5-1: Egaliseur dynamique de basculement de gain —
Mesure du temps de réponse

1 Domaine d'application et informations générales

1.1 Doemaine d application

La pré

égalisgur dynamique de basculement de gain (DGTE, Dynami
nécesgaire pour basculer le gain d’une valeur initiale arbitraire a un

1.2 In

sente partie de la CEl 62343 contient la méthode de mesure du

formations générales

e d’un
alizer)

Je.

Les D{GTE sont classés selon les trois méthodes de commangde~ g présentg¢es au
Tablegu 1. Le type a commande directe réagit directemen i {u courant, Je type
a commande numérique fonctionne grace a un s ste 2 d et des
signauk numériques, et le type a commande 2 grace a des signaux
analogjques. La définition et la méthodg 5 E sont
différentes pour les trois types 1 donne également Ia
configyration des systémes d’exploitatis e¢clion\pour la dépendance vis-a-vis de la
température pour les trois types de comma s, ¥ . St le temps de réponse des|DGTE
dépend de la température, i §Si utl isateurs aient a étalonner I'effet de
tempéIature. La ligne inférj di e$ méthodes de correction types de la
dépendance vis a vis de | : i

Tableau 1 — Class onction de la méthode de commande

\}Wde ecte Mnmande numérique Commande analogique

Comma

de Par laxtensien otle \/P/ar une commande via un Par la tension ou le
t\directeme circuit numérique courant via un circuit
analogique

Configutations E TE\ DGTE SGTE
A avec/circuit avec/circuit
x \ numérique analogique
’V/I appliqué
(CROsrTZH??;cndI;C etc.) Cmde V/I
’ ’ ’ (ex. 0~+5V)
Systéme de Systéme de Systéme de
commande commande commande
Correction pour Par systtme de commande | Par circuit ou systéme de Par circuit ou systéeme de
la dépendance commande numérique commande analogique
vis-a-vis de la
température

2 Termes, définitions, abréviations et formes d’ondes de réponse

2.1

Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivantes s’appliquent.
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211

temps de convergence

T,

temps nécessaire pour converger de la premiére atteinte de la valeur de la cible £ Y % a une
valeur restant dans les limites de déviation de £ Y % de la puissance optique au niveau du
port de sortie du DGTE a la longueur d’onde prédéterminée

2.1.2

Temps de latence

T

pour les types de commandes directe et analogique, temps qui s’écoule entre 'application du
signal iati i i + X9 ' ort de
sortie lu DGTE a la longueur d’onde prédéterminée

21.3

temps|de traitement

Ty

pour lg type de commande numérique, temps qui s’écoule entrg I'applisat mande
et la vpriation de la puissance optique de £+ X % au niveg { i E ala
longueur d’onde prédéterminée

21.4

temps|de réponse

(hiouTp) + T + T¢

215

temps|(de montée

T,

temps [nécessaire pour passer de Ta_V iti de la
puissahce optique au nj i inée
21.6

temps|de régla@

Ts

temps devant étre valeur
restan{ dans les lmite gsohutioyy exigées de la puissance optique au niveau du port de
sortie du DG la lohgue

2.2

CPU epthal processing unit (Unite central de traitement)

DGTE ¢ gain tilt equalizer (Egaliseur de basculement de gain dynamique)

DUT Device under test (Dispositive en essai)

O/E Optical-to-electrical (Optique / Electrique)

PDL Polarization dependent loss (Pertes dependant de la polarisation)

TLS Tunable laser source (Source laser réglable)

WDM Wavelength division multiplexing (Multiplexage par répartition en longueur d’onde)

2.3 Formes d’ondes de réponse

Les définitions et les symboles définis en 2.1 sont représentés de la Figure 1 a la Figure 3.
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Puissance optique (W)

100 +Y %
Puissance cible 100%
100 - Y %

100 + X %
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Supprimé dans les
limites de résolution

A yexigees
\ N/

\x??

Paramétres
T) : Temps de latence
T, : Temps de montée
T.: Tps de convergence
Ts : Temps de réglage
P, : Dépassement

< / P, : Manque

Temps de réponse : 1+ T+ T¢

Y]

[lssance 100 %
tiale 400 - x %

=3

Signpl de commande

Puissapce optique (W)

100 +Y %
Puissapce cible 100 %
100 -Y %

» e E———

r C

N Riaaras N
\

Figure 1 — Formes d'ondes de réponse des ac ande directe

Ts
\-% rée

G Supprimé dans les
‘ limiteqd de résolution

7\ | exigéds
—f \ P

T) : Temps de latence

T, : Temps de montée
T.: Tps delconvergence
Ts : Temps de réglage
T+ Te P, : Dépasgement

Py : Manque¢

>\/ Parameétres

Ts

"

Puissapce initiale 100\%

100 -XX %

T: Te

1S >Du ée

Y

v

Figure 2 — Formes d'ondes de réponse des DGTE a commande numérique

>
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Supprimé dans les

Puissance optique (W) limites de résolution

100 + Y% 7. exigees
Puissance cible 100% /a\\ A\ 1 X9
100 - Y% N 7.
Paramétres
T): Temps de latence
T, : Temps de montée
Tc : Tps de convergence
Temps de réponse : 71+ T, + T T : Temps de réglage
= / > P, : Dépassement
100 + X% T P, : Manque
- |‘=§
Ti
I . - Durée

Puissgnce initiale 100%
100 - X% ITI | T /\(

N\
Sign#l de commande \

Figure 3 — Formes d'ondes de réponse des DG

ahd alogique

3 Matériel

31 Source de rayonnement lumine

Un dispositif a longueur d'onde réglabl i . source
laser rgglable (TLS, tunable laser sou e) S i ’ ement
lumineux a large bande/et\d’up T 2 st 3ri rce de
rayonnement lumineux a e Quré 4 2 fce de
rayon:]ement lumineux| along S it & [ i hgueur

d’onde|de fonctionne

rce de
e de la

Pour minimiser |
rayonnement lumi
pente du basculé

basculgment 3 e. Les valeurs types pour la plage des longueurs d’onfes de
fonctionnem ) asculement de gain dynamique du DGTE sont respectiyement
de 35 pny'et ~ e, I'erreur pour la largeur de raie de 1 nm est calculée ¢gomme
suit:
4/35
NHN———)=14 %
W (+4*(f4)))

La puissance de sortie de la source de rayonnement lumineux doit rester stable au cours de
la mesure. La stabilité de la puissance de sortie au cours du temps de réponse du DGTE a
mesurer doit étre inférieure a un dixieme de la plage de basculement de gain dynamique du
DGTE.

Si la perte par polarisation (PDL, polarization dependent loss) du DGTE a mesurer est
supérieure a 0,5 dB, une source de rayonnement lumineux dépolarisée doit étre utilisée.

3.2 Générateur d'impulsions

Un générateur d’impulsions est utilisé pour piloter le DGTE a mesurer. La forme de
I'impulsion pour modifier le basculement de gain doit étre rectangulaire. L’intensité et la
largeur de l'impulsion doivent étre telles qu'elles permettent la variation de basculement
maximale définie comme la spécification du DGTE. Le temps de montée/le temps de descente


https://iecnorm.com/api/?name=e5963fd21429ebe481054dc14c858bf0

- 28 - IEC 62343-5-1:2009 © IEC 2009

de I'impulsion rectangulaire doit étre inférieur & 10 ns ou un dixiéme du temps de montée/du

temps de descente a mesurer.

3.3 Convertisseur O/E

Un convertisseur O/E est utilisé pour convertir la puissance de sortie optique du DGTE a
mesurer en puissance électrique a observer avec un oscilloscope. La largeur de bande du
convertisseur O/E doit s’étendre du courant continu a des valeurs supérieures a 10(1/T,) Hz,

ou T, est le temps de montée a mesurer.

La valeur maximale de la puissance en entrée du convertisseur O/E avant compression doit

étre supérieure a 10 fois la puissance optique a mesurer.

34 nceinte climatique

Le magntage d'essai doit comporter une enceinte climatique capga
maintehir la température et/ou I'humidité spécifiée(s).

3.5 Pscilloscope

L’oscilloscope doit posséder une fonction de stockage<e
précisipn suffisantes. Il doit présenter au moins deux tye

3.6 Yonctions temporaires

temporairement deux extrémités de fibre
s’agir, |par exemple, d’'une rainure en

temporaire doit étre compatible avec la

3.7 Systéme de co
Pour lgs types deco
pour piloter le D@

3.8 [Ilontage de
Le mont \

Figure|6.

Enceinte

Oscilloscope

Source de rayon- DGTE Convgl’/tésseur /—

et de

bt une

aligner
Il peut
e, d’un
liaison

utilisé

4 3ala

41 H
rermentTommheux 7

Générateur
d’impulsions

Impulsion de signal

Figure 4 — Montage de mesure dans le cas de commande directe
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Oscilloscope
Enceinte
Source de rayon- DGTE Convertisseur
nement lumineux avec/circuit O/E —
numérique
Commande ag commande terminée I
RS232¢
GP-IB |
12C I
RAM double I
port
etc. I
Systéme de | _ Flag commande émise
commande

NOTE | on peut utliliser soit le flag commande terminée, soit le flag co

Figure 5 — Montage de mesure dans le cas(deé comma umérique

Oscilloscope
Enceinte N \)”
DGTE .
Sourcg de rayon- a circui onvertisseur
nemepnt lumineux éﬁ}‘-q\\_@/\ /E

N Systeme de Flag commande terminée
commande

Y

NOTE |il conv i i té par un signal en échelon provenant du systéme de commande.

Figure 6 — Montage de mesure dans la cas de commande analogique

4 Procédure

4.1 Type a commande directe
411 Montage

Le montage de mesure doit étre réalisé comme indiqué a la Figure 1. Aprés réglage, la
température doit étre maintenue a une valeur constante et uniforme a l'intérieur de I’enceinte
climatique pour permettre une mesure stable. La source de rayonnement lumineux, le
générateur d’impulsions, le convertisseur O/E et [I'oscilloscope doivent étre mis en
fonctionnement pour effectuer la mesure.
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4.1.2 Préparation

Avant de commencer la mesure, le montage doit mis sous tension pendant plus de 1 h pour
lui laisser le temps de se stabiliser.

4.1.3 Réglage de la longueur d’onde

La longueur d’'onde de la source de rayonnement lumineux doit étre réglée a la valeur de la
longueur d’onde de mesure. Le mesurage doit étre réalisé a trois longueurs d’onde: la plus
courte, une valeur médiane et la plus longue, dans la plage de longueurs d'onde de
fonctionnement. Une méthode alternative consiste a réaliser la mesure de la longueur d’onde
correspondant a I’écart maximal de la perte d’insertion.

41.4 Réglage du générateur d’impulsions

La tengion ou le courant nécessaire pour faire passer du bascule imal) au
basculement maximal (minimal) doivent étre réglés. Les ét hal de
basculgment interviennent lorsque I’écart de perte d’insertion prend C aximale a la
longuelur d’onde la plus courte ou la plus longue dans les li nde de
fonctionnement.

4.1.5 Application de I'impulsion de pilotage

L'impu 5TE a
mesurer.
4.1.6 essai

et les

Le sigI
brateur

donné
d’impu

41.7

elon la
s trois

Aprés
Figure
temps

4.2
4.2.1

Le moptage de mesUre est représenté a la Figure 2. Aprés réglage, la températur¢ dans
I’enceiptedelimatique doit étre maintenue a une valeur constante et uniforme pour permettre
une mMESUTe stable. ta SoUrce de rayonnement umimneux, e Systeme de commande
numérique, le convertisseur O/E et l'oscilloscope doivent étre mis en fonctionnement pour
effectuer la mesure.

4.2.2 Préparation

Avant de commencer la mesure, le montage doit étre mis sous tension pendant plus de 1 h
pour lui laisser le temps de se stabiliser.

4.2.3 Réglage de la longueur d’onde

La longueur d’onde de la source de rayonnement lumineux doit étre réglée a la valeur de la
longueur d’onde de mesure. Le mesurage doit étre réalisé a trois longueurs d’onde: la plus
courte, une valeur médiane, et la plus longue dans la plage des longueurs d'onde de
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fonctionnement. Une méthode alternative consiste a réaliser la mesure de la longueur d’onde
correspondant a I’écart maximal de la perte d’insertion.

4.2.4 Commande de I’émission

La commande pour faire passer du basculement minimal (maximal) au basculement maximal
(minimal) doit étre réglée. Les états minimal et maximal de basculement correspondent au
moment ou I'écart de perte d’insertion prend la valeur maximale a la longueur d’onde la plus
courte ou la plus longue dans les limites de la longueur d'onde de fonctionnement. Aprés
réglage, la commande doit étre envoyée a partir du systéme de commande.

4.2.5
Le signal de sortie provenant du convertisseur O/E doit étre surveillé pag I'oscil et les
donné i eme de

commgnde, qui peut remplacer le flag commande terminée prdvena \ bn cas
d'indisponibilité, doit aussi étre surveillé et enregistré.

4.2.6 Calcul du temps de réponse

elon la

Aprés a mesure a trois longueurs d’ondes, le temp
: s trois

Figure|1. Généralement, le temps de réponse est dg
temps de réponse.

4.3 Ffype de commande analogiqde

4.3.1 Montage

Le montage de mesure est epresente ala mpérature doit étre maintenye a un
niveau| stabilisé et consta climatique pour réaliser la mesuyre. La
source| lumineuse, analogique, le convertisseur Q/E et

4.3.2

Avant our lui
laisser

4.3.3

La lon r de la
longue ‘opde de

fonctionnement: fa_plus courte, une valeur médiane et la plus longue dans la plage des
longueurs 'd’onde de”fonctionnement. Une méthode alternative consiste a réaliser la mesure
de la Ipngueur d’onde correspondant a I’écart maximal de la perte d’insertion.

4.3.4 Application du signal de commande

Le signal de commande pour faire passer du basculement minimal (maximal) au basculement
maximal (minimal) doit étre réglé. Les états minimal et maximal de basculement
correspondent au moment ou I’écart de perte d’insertion prend la valeur maximale a la
longueur d’onde la plus courte ou la plus longue dans les limites de la longueur d'onde de
fonctionnement. Aprés réglage, la commande doit étre envoyée a partir du systéme de
commande.

4.3.5 Surveillance et enregistrement du flag commande terminée

Le signal de sortie provenant du convertisseur O/E doit étre surveillé par I'oscilloscope et les
données doivent étre enregistrées. Le flag commande terminée provenant du systéme de
commande doit aussi étre surveillé et enregistré.


https://iecnorm.com/api/?name=e5963fd21429ebe481054dc14c858bf0
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